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Степень упаковки атомов  –   f 
равна отношению обьема, занятого атомами (твердыми шарами) в 

элементарной ячейке, - к ее обьему



Стереографическая проекция. 



Формула Брэгга для дифракции рентгеновских лучей. 



Формулировка Лауэ дифракции рентгеновских лучей. 



Построение Эвальда. 



Экспериментальные методы. Метод Лауэ. 







ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕТКИ. 7 разных способов 

упорядоченного расположения в пространстве одинаковых точек. 













Матрицы генераторов в ортогональной системе координат
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